Retroreflektometr LTL-M

Wydajny i doktadny sposéb pomiaru odblaskowosci oznakowania poziomego

LTL-M mierzy wszystkie rodzaje oznakowania poziomego
z najwyzszym poziomem dokfadnosci na symulowanej
odlegtosci 30 m. LTL-M zamontowany na pojezdzie
mierzy powierzchniowy wspétczynnik odblasku
niezaleznie od predkosci i zapewnia petny przeglad stanu
oznakowania drogowego. Urzadzenie dziata z
doktadnoscig +/- 5% i powtarzalnoscig +/- 3%, i jest
rownie dokfadne, co reczne retroreflektometry firmy
DELTA. LTL-M to solidny, niezawodny i zaawansowany
instrument. Wykorzystana technologia w nim zapewnia
wysoka doktadnos¢ pomiaru niezalezng od zmian w
geometrii pojazdu spowodowanych jego ruchem podczas
jazdy.

System LTL-M sktada sie z trzech czesci
*  czujnika zamontowanego na zewnatrz
pojazdu, obejmujacego kamere i system lampy
btyskowej
*  procesora czasu rzeczywistego umieszczonego
wewnatrz pojazdu
*  tabletu z graficznym interfejsem uzytkownika
(GUI) umieszczonego obok kierowcy

LTL-M captures night visibility
of road markings
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LTL-M illustration from the Danish engineering magazine Ingenigren

LTL-M zamontowany na pojezdzie

LTL-M mierzy R. (widocznos¢ w nocy) w warunkach na
sucho, kontrast $wiatta dziennego, a takze zapisuje
geometrie linii i brakujace lub niedziatajace punktowe
elementy odblaskowe (PEO).

LTL-M mierzy biate i z6tte oznakowanie do wysokosci
profilu 25 mm bez koniecznosci regulacji. Kalibracje i
zmiane zrodfa $wiatta nie jest skomplikowane i mozna je
wykonac w terenie.

LTL-M jest dostarczany z GPS, opcjonalnie moze byc
dostarczony z DMI (przyrzad do pomiaru odlegtosci) i
kamera. GPS umozliwia doktadne okreslenie, gdzie
zostaty przeprowadzone pomiary. Jednostka DMI
zapewnia prawidtowe pomiary odlegtosci, jesli nie mozna
nawigza¢ kontaktu GPS. Podczas przegladania danych
kamera umozliwia dodatkowg kontrole wizualng
problematycznych miejsc.

Dane pomiarowe, dane GPS i inne zarejestrowane dane
s automatycznie zapisane. System daje kierowcy
mozliwos$¢ zaznaczania w dzienniku incydentéw w trakcie
pracy, a takze informuje o ewentualnych problemach i
awariach.



Obraz z kamery z naktadka

Oprogramowanie dostarczone z retroreflektometrem
generuje tatwy do odczytania plik txt.file i / lub Excel,
wykresy i mape Google Earth do oceny i prezentacji
pomiardw.

Wzorzec kalibracyjny LTL-M jest kalibrowany w
laboratorium DELTA akredytowanym przez DANAK i jest
zgodny ze standardami wydanymi przez PTB
(Physikalish-Technische Bundesanstalt, Niemcy) i NIST
(National Institute of Standards and Technology, USA).
Sam urzadzenie nie wymaga ponownej kalibracji, chyba
ze zostato uszkodzone. DELTA zaleca jednak regularng
kalibracje wzorcow LTL-M co 2 lata. Zalecana jest
rowniez jeden raz dziennie kalibracja przyrzadu przed
pracg w terenie. Kalibracja jest prosta i szybka do
przeprowadzenia.

Tablet PC

LTL-M w skrdcie

»  Zapewnia ciggty pomiar na catej szerokosci i
dtugos¢ oznakowania niezaleznie od predkosci

*  Aparat cyfrowy i przetwarzanie obrazu w czasie
rzeczywistym

*  Mierzy R. w warunkach na sucho

*  Pole pomiarowe 1 x 1 m na obraz, 25 obrazéw na
sek.

*  Mierzy réwnie dokfadnie, co reczne
retroreflektometry

*  Mierzy kontrast $wiatta dziennego

*  Mierzy gtadkie i profilowane oznakowanie do 25
mm

»  Wyswietla i zapisuje date i godzine

*  Rejestruje punktowe elementy odblaskowe (PEO)

»  Zapisuje szerokos¢ linii

*  Dostarcza wartosci srednie od 1 m

Certyfikat Straus Zert

Swiadectwo z badan nr 0913-2011-02 dotyczace przydatnosci mobilnego
retroreflektometru LTL-M do dynamicznego pomiaru powierzchniowego
wspétczynnika odblasku R. oznakowania poziomego.

Ocena ogolna:

Retoreflektometr LTL-M nadaje sie do mobilnego pomiaru
powierzchniowego wspotczynnika odblasku Ri oznakowania poziomego
niezaleznie od predkosci i zapewnia takie same wyniki, jak statyczny
retroreflektometr

StrausZert, Niemcy, 6 grudnia 2011 r.

LTL-M jest zgodny z nastepujacymi normami
EN 1436 (RL), ASTM E 1710 i EN 1463-1.
Patent USA nr: US 9,176,057 B2
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